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Numérotation des publications

Depuis le ler janvier 1997, les publications de la CEIl
sont numérotées a partir de 60000. Ainsi, la CEl 34-1
devient la CEl 60034-1.

Editions consolidées

Les versions consolidées de certaines publications de la

CEl incorporant les amendements sont disponibles. Par
exemp|e les numéras d'édition1 ﬁ’ 11 et 12 inr‘liqllnnf

Publication numbering

As from 1 January 1997 all IEC publications are
issued with a designation in the 60000 series. For
example, IEC 34-1 is now referred to as IEC 60034-1.

Consolidated editions

The IEC is now publishing consolidated versions of its
publications. For example, edition numbers 1.0, 1.1

and-1.2 rnfnr’ racrr_\nr‘h\lnl\}l’ to-the base pllh“ca“on’

respectiyement la publication de base, la publication de
base incprporant 'amendement 1, et la publication de
base incprporant les amendements 1 et 2.
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sur leq publications de la CEI
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ainsi gqye la liste des publications parues,
égalemept disponibles par I'intermédiaire de:

e Sitelweb de la CEl (www.iegcach

. Catalogue des publicatio

Le gatalogue en ligne pu

(www.iec.ch/searchpub)

rechprches en Mdtlisa
comprenant des P
d’étydes ou date dePpuplicati

ligng sont égalemen
publ|cations, les pubN
ains| que sur les

. IEC|Just P

Ce [résumé\des
(wwyw Aec.th/onlin®news/j

tpub) est aussi dispo-

nible COUNNED We. Veuillez prendre
contact a icexefient (voir ci-dessous)
pout plus d’i i .

. Seryice clients

Si Jousvavez des questions au sujet de cette

the base publication incorpo endment 1 and
the base publication inc nents 1
and 2.

Further infor

is kept
ing that
hnology. Infprmation
including its validity, is
atalogue of publications

tion to new editions, amepdments
Inforination on the subjects under
work in progress undertakegn by the
which has prepargd this
well as the list of publicationg issued,
available from the following:

—
=
c
7]
@
>
%)
c

eb Site (www.iec.ch)
atalogue of IEC publications

The on-line catalogue on the IEC web site
(www.iec.ch/searchpub) enables you to sedrch by a
variety of criteria including text sparches,
technical committees and date of publicafion. On-
line information is also available on |recently
issued publications, withdrawn and [eplaced
publications, as well as corrigenda.

. IEC Just Published

This summary of recently issued publications
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE
MATERIEL ELECTRIQUE DE MESURE, DE COMMANDE
ET DE LABORATOIRE - EXIGENCES RELATIVES A LA CEM -
Partie 2-5: Exigences particuliéres — Configurations d’essai,
conditions de fonctionnement et critéres d’aptitude a la fonction pour
les dispositifs en exploitation avec des interfaces
conformes a la CEl 61784-1, CP 3/2
AVANT-PROPOS

La fommission Electrotechnique Internationale (CEIl) est une organisation plisation
composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comi 3 Ala CEIl a
pour| objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les duestiqQn® isati ans les
domapines de I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEl — entre 8 i j Normes
interhationales, des Spécifications techniques, des Rapports techpiq , 3 ibles au
publlc (PAS) et des Guides (ci-aprés dénommeés "Publication(s) de Ta CEl < i¢e a des
comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national jatére ¢ peut participer. Les
orgahisations internationales, gouvernementales et non gouyérnementq , pgrticipent
également aux travaux. La CEI collabore étroitement avec I'Orgafiisation 2 te de Normallsaticn (180),
selon des conditions fixées par accord entre les deux orgaqisatiohs,
Les flécisions ou accords officiels de la CE)Cancernafit ¢ hniques représentent, dans g mesure
du plossible, un accord international sur 18 ets gtudiés( étant\donné les Comités nationaux dg la CEIl
intéressés sont représentés dans chaque coité d'¢tudes.
Les Publications de la CEIl se présentent spu e de resommandations internationales et sont |agréées
com raisonnables sont entrepris afin que la CEl
s'asy la CEIl ne peut pas étre tenue resgonsable
de l'¢ ite par un quelconque utilisateur final
Dan He interna iohale, les Comités nationaux de la CEIl s'engagent, dans|toute la
mes S s Publications de la CEl dans leurs publications
natid € i outes Publications de la CEIl et toutes pubjications
natid S doivent éixe indiquées en termes clairs dans ces derniéres.
La narqdage valant indication d’approbation et n'engage|pas sa
resp i
Toug sont en possession de la derniere édition de cette publicatipn.
Aucl e imputée a la CEIl, a ses administrateurs, employés, auxiligires ou
man i pri ects particuliers et les membres de ses comités d'études et des |Comités
natid préjadice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tqut autre
dommae Y ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les colts (y compris [les frais
de jd t gécoulant de la publication ou de I'utilisation de cette Publication de la CEl ou de
toutd c gati El, ou au crédit qui lui est accordé.
L'attention esDaftirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications
réfénencées est obhgaidire pour une application correcte de la présente publication.
L’attFntion est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de la CEl peuvent faire
|’0bj,f de droits de propriété intellectuelle ou de droijts nnnlnglmc La CEl ne saurait étre tenle pour

responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CEl 61326-2-5 a été préparée par le sous-comité 65A: Aspects

systémes, du comité d’études 65 de la CEIl:

industriels.

Mesure et commande dans les processus

La série CEl 61326 annule et remplace la CEIl 61326:2002 et constitue une révision technique.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

ELECTRICAL EQUIPMENT FOR MEASUREMENT,
CONTROL AND LABORATORY USE -
EMC REQUIREMENTS -

Part 2-5: Particular requirements — Test configurations,
operational conditions and performance criteria for field devices
with interfaces according to IEC 61784-1, CP 3/2
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FOREWORD

nternational Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organizatic
ational electrotechnical committees (IEC National Committees).
hational co-operation on all questions concerning standardization in
end and in addition to other activities, IEC publishes International
nical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and i
cation(s)”). Their preparation is entrusted to technical committess;
e subject dealt with may participate in this preparator

the International Organization for Standardization (I
ement between the two organizations.

ested IEC National Committees.

der to promote international
parently to the maximum\ extent pessible)i

tion \is yJdrawn the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the s
ht rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

een any IEC Publigation 2 he corresponding national or regional publication shall be clearly ind
htter.

provides n@ ing Q i atevits approval and cannot be rendered responsible
bment declared to i an }EC Publication.

sers should exfsyre

ability shall attac ectors, employees, servants or agents including individual exp|

nprising
promote
elds. To

iffcations,

Bs “IEC
terested
hd non-
closely
ined by

national
from all

National
t of IEC
for any

ommittees undertake to apply IEC Pubjications
ational and regional publications. Any diergence

cated in

for any

erts and
mage or

ature Whatgoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fdes) and
of the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC

htions is

bject of

International Standard IEC 61326-2-5 has been prepared by subcommittee 65A: System
aspects, of IEC technical committee 65: Industrial-process measurement and control.

The IEC 61326 series cancels and replaces IEC 61326:2002 and constitutes a technical

revisio

n.
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Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote
65A/474/FDIS 65A/479/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant

about

Cette

Cette

le méme systéme de numérotation des articles, paragraphes, tableau

i a I'approbation de cette norme.
publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.
partie de la CEI 61326 doit étre utilisee en conjonction avec la CEl 6-1 et elle suit

derniefe.
La CE que de
mesur
Partie [1:
Partie R-1: ement
mesure
Partie P-2: ement
sure et
Partie ement
ement
Partie ement
olation
défaut
Partie Configurations d’essai, conditions de fonctionpement

Partie : i eres — Matériel médical de diagnostic in vitro (IVD)

Partie : igenges dimmunité pour les matériels effectuant ou prévus pour exécu
i relation avec la sécurité (sécurité fonctionnelle) — Appli¢cations

Le co
maint

ité,a“décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant la g
:l: indiqué . b d CEl ¥ Jiwel : h

données relatives a la publication recherchée. A cette date, la publication sera

* re

conduite;

* supprimée;

* re

mplacée par une édition révisée, ou

e amendée.

fonction pour les dispositifs en exploitation avec des

er des

ate de
ns les
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The text of this standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting
65A/474/FDIS 645A/479/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on

voting

indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

This p
numbe

IEC 61
measuy

Part 1:
Part 2

Part 2

Part 2

art of IEC 61326 is to be used in conjunction with IEC 61326-1 a
ring of clauses, subclauses, tables and figures as that standard.

326 consists of the following parts, under the general title
rement, control and laboratory use — EMC requirements:

General requirements

1: Particular requirements — Test configuration 3 condition
performance criteria for sensitive test
unprotected applications

2:  Particular requirements condition
performance criteria for pgrtable nd monitoring equipmer

3: Particular requirements , operational condition

same

5 and
r EMC

5 and
t used

5 and

performance criteria for transd rs Wi grated or remote signal conditipning
Part 244: Particular regdi %on'u ations, operational conditions and
iten atio opiforing devices according to IEC 6[1557-8
and for eqiipmen latiep™ault location according to IEC 61557-9
Part 245: Particular em st configurations, operational conditions and
perf@v > criteria for field devjces with interfaces according to IEC 61784-1, CP
Part 246: vitro diagnostic (IVD) medical equipment
Part 3{1: For equipment performing or intended to perform safety-
nctional safety) — General industrial applications
The cqn d that the contents of this publication will remain unchangegd until
the mai e indicated on the IEC web site under "http://webstore.ied.ch" in
the dafa rela specific publication. At this date, the publication will be
* reconfirmed;
e withdrawn;
* replaced by a revised edition, or

* amended.
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MATERIEL ELECTRIQUE DE MESURE, DE COMMANDE
ET DE LABORATOIRE - EXIGENCES RELATIVES A LA CEM -

Partie 2-5: Exigences particuliéres — Configurations d’essai,

conditions de fonctionnement et critéres d’aptitude a la fonction pour

les dispositifs en exploitation avec des interfaces
conformes a la CEl 61784-1, CP 3/2

1 Ddmaine d’application

En cornplément aux exigences de la CEI 61326- 1 la présente part'

les asj
la CEl
bus de|

NOTE |Les autres fonctions de I’équipement sont couvertes par d’autr

La prép

proces

CEIl 61
protoc

Le fab

2 Ré

Les d

documgent. Pour les\(é
non d{ées, la de 3

amend

L’Artic

61784-1, CP 3/2. Cette partie de la CElI 61326 couvre
terrain de I’équipement.

pbcuments

Additign:

CEl 61

326-1:2005, Matériel électrique de mesure, de commande et de laboratoire —

b traite

inés aux

eu de

ications

résent

arences

Exiger

I o | Vol =d W D i 4 [t Fa I
LCS ICIAalives d Ida VLIV = Imartic T. LXIYTTILTS YCIIeTdITS

CEI 61158 (toutes les parties): Digital data communications for measurement and control —
Field-bus for use in industrial control systems (disponible en anglais seulement)

CEl 61

CEIl 61

158-2: Digital data communications for measurement and control — Field-bus for use in
industrial control systems — Part 2 :Physical layer specification and service definition
(disponible en anglais seulement)

158-3, Digital data communications for measurement and control — Field-bus for use in
industrial control systems — Part 3 :Data link service definition (disponible en anglais
seulement)


https://iecnorm.com/api/?name=4c086b04ba089bfaa1cbb0fea331f9f9

61326-2-5 0O |IEC:2006 -7-

ELECTRICAL EQUIPMENT FOR MEASUREMENT,
CONTROL AND LABORATORY USE -
EMC REQUIREMENTS -

Part 2-5: Particular requirements — Test configurations,
operational conditions and performance criteria for field devices
with interfaces according to IEC 61784-1, CP 3/2

1 Sdope

In addftion to the requirements of IEC 61326-1, this part of IEC 613 rticular
featurgs for EMC testing of field devices with interfaces according to P 3/2.
This p equi

NOTE

This p ol and
procesjs measuring.

For int rdance
with IH ication
profile

The mianufacturer specifies the environm e used

and/or|selects the appropri

2 Normative reference
The fojlowing r g ispensable for the application of this document.
For dafed referentés; © ed applies. For undated references, the latest [edition

of the feferenced neluding anly amendments) applies.
Clausqg N6 1% , except as follows:
Additign

IEC 61
requirgments™— PaH

gctrical equipment for measurement, control and laboratory use + EMC
. General requirements

IEC 61158 (all parts), Digital data communications for measurement and control — Field-bus
for use in industrial control systems

IEC 61158-2, Digital data communications for measurement and control — Field-bus for use in
industrial control systems — Part 2 :Physical layer specification and service definition

IEC 61158-3, Digital data communications for measurement and control — Field-bus for use in
industrial control systems — Part 3 :Data link service definition


https://iecnorm.com/api/?name=4c086b04ba089bfaa1cbb0fea331f9f9

-8- 61326-2-5 0 CEI:2006

CEIl 61158-5: Digital data communications for measurement and control — Field-bus for use in
industrial control systems — Part 5 : Application layer service definition (disponible en anglais
seulement)

CEIl 61158-6: Digital data communications for measurement and control — Field-bus for use in
industrial control systems — Part 6 : Application layer protocol specification (disponible en
anglais seulement)

CEl 61784 (toutes les parties'), Digital data communications for measurement and control
(disponible en anglais seulement)

le sets
stems

for continuous and discrete manufacturing relative to fieldbus use in ind

CEl 6,11784-1, Digital data communications for measurement and control —
(disponible en anglais seulement)

3 Tdrmes et définitions

L’Article 3 de la CEI 61326-1 s’applique.

4 Genéralités

L’Article 4 de la CEI 61326-1 s’appliqk

5 Plan d’essais de CEM

5.1 Généralités

Le parpgraphe 5.1 de

5.2 Configur

Le parfggraphe 5.
Additign:

5.2.10

Afin dé¢ traitertout dysfonctionnement de communication lors de I'essai CEM de I'HST, la
config -1, CP
3/2 dot étrelimitée au fonctionnement d’un maitre et d’'un esclave (EST) pendant I‘essTi CEM
de typ

Pour I'esclave, les connexions auxiliaires de I'alimentation ou du signal sont possibles.

L’esclave est connecté via un distributeur de terrain a trois entrées avec un coupleur de
signal. Le coupleur de signal est connecté au systéme d’automatisme.

Une terminaison normalisée de bus de terrain est attachée a la troisieme entrée du
distributeur de terrain.

Le composant EST, le coupleur de signal, le distributeur de terrain et la terminaison sont
connectés par un cable normalisé de bus de terrain.

1 D’autres parties sont a I'étude.
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IEC 61158-5, Digital data communications for measurement and control — Field-bus for use in
industrial control systems — Part 5 : Application layer service definition

IEC 61158-6, Digital data communications for measurement and control — Field-bus for use in
industrial control systems — Part 6 : Application layer protocol specification

IEC 61784 (all parts'), Digital data communications for measurement and control

IEC 61784-1, Digital data communications for measurement and control — Part 1 : Profile sets
for continuous and discrete manufacturing relative to fieldbus use in industrial control systems

3 Tdrms and definitions

Clausqg 3 of IEC 61326-1 applies.

4 General

Clausqg 4 of IEC 61326-1 applies.
5 EMC test plan
5.1 General

Subclguse 5.1 of IEC 61326-1 applies.

5.2

Additidn:

5.2.10

In ordq UT, the
configy imited to

the op4

For thq

The slpve’is connected via a three-port field distributor with the signal coupler. The| signal

Coup|e is connected-to-the automation cycfcm

A standardized field-bus terminator is attached at the third port of the field distributor.

The components EUT, signal coupler, field distributor and terminator are connected by means
of a standardized field-bus cable.

1 Other parts are under consideration.
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Le blindage doit étre connecté a chaque composant individuel par une connexion faible
impédance a la terre (connexion entre le blindage et une piéce de grande surface).

Les longueurs de cable individuelles L1, L2, L3 résultent d’'un montage convenablement
réalisé, de préférence comme indiqué par la Figure 101.

Il convient que la longueur de cable L4 soit de I'ordre de 8 m, dans le cas ou les normes de
base respectives ne spécifient pas d’autres longueurs. L’installation du cable doit étre
conforme a la norme de base appropriée.

La connexion du blindage au point de mise a la terre du blindage peut étre réalisée en retirant
localement l'isolation du blindage du cable et en fixant le blindage du cable avec une pince
métallique ou avec un autre dispositif apportant un contact conducteur, qwune enfrée de
cable métallique a la terre ou a la paroi métallique de blindage.

La posfition et la réalisation du point de mise a la terre du blindage {ép i llation
d’essal, par exemple dans le cas de l'utilisation d’'une chambre I rmoire
blindég¢, c’est le passage dans la paroi métallique et pour les lan de
terre, ¢’est ce dernier plan.

5.2.102 Ligne de connexion

it |se coammeNijgne~dé communication (voir

Un cable de bus normalisé de type A doit étre
/ @3 sont données a la Figyre 101

11.8.2|de la CEl 61158-2:2003). Les longueurs
et L4 dst décrite en 5.2.101.

5.2.108 Connexions a ’EST

La mige a la terre de I s a la

spécification du fabricant
5.2.104 Réseau de b
Le réseau de b@
un coulpleur, le sy

L’évaly ~ des données du coupleur de signal et du systéme
d’automatismém ~ essort de la présente partie de la CEI 61326.

errain,

Le disfrib ; et la terminaison du bus sont uniquement des composants pagsifs.
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The shield shall be connected at any individual component by a low-impedance grounding
strip (connection between the shield and the case with a large surface).

The individual cable lengths L1, L2, L3 originate from a practice-adjusted setup, such as the
one given in Figure 101.

The cable length L4 should be in the range of 8 m, in the case where the respective basic
standards do not specify other lengths. The cable installation shall be in accordance with the
appropriate basic standard.

The connection of the shield at the shield grounding point may be produced by partially
removing the isolation of the cable shield and fixing the cable shield with a metal clamp or by
means| of conductive leading-in conductors such as a metallic cable gland/at ground plane
or at the shielding metal wall, respectively.

jity; for
ration;
lane.

The logation and execution of the shield grounding point depends o
example, by use of an anechoic chamber or a shielded cabin, it is the
and with tests on tables with ground plane the shield grounding{point.s

5.2.102 Connection line

A standard bus cable type A shall be used as /he e (see 11]8.2 of
IEC 61[158-2:2003). The cable lengths L1 to L3 are gi in Ei M. and L4 is descrjibed in
5.2.101.

5.2.108 Connections at the EUT

The gfounding of the EUT and the(shi shall be in accordance wijth the

manufacturer’s specification,
5.2.104 Field-bus netwo

The figld-bus networ
couplef, the aut'o

The eVfaluation and
not thg object of

signal

stem is

The fidld di
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Légend
A systé|
B dispo)
C coup
D empl
E distri

F termi

me d’automatisme (ma
sitif de terrain (ES

leur de signal (vers

aison

IEC 1063/06

de mise a la terre (SGP)

ndage connecté par une faible impédance
3 connexion (voir 5.2.101)

4 cable entre le distributeur et le SGP

5 cable entre le GSP et le dispositif de terrain
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5.3 Conditions de fonctionnement de ’EST lors des essais

Le paragraphe 5.3 de la CEIl 61326-1 est applicable a I’exception de ce qui suit:

Addition:
5.3.101 Conditions de fonctionnement
Les conditions fonctionnelles décrivent les réglages logiciels du dispositif de terrain (EST) et

du systeme d’automatisme. Le maftre connecté au coupleur de signal est déclaré « maitre de
classe 1 » et TEST comme « esclave ».

Le moJie fonctionnel cyclique doit étre utilisé.

gs trois
Ctif), le

Le pafamétre « retry limit » doit étre établi a 2 sur le maitre. Cg
erreurg de transmission consécutives (rupture de la ligne de terrai
maitre|(systéme d’automatisme) passe a I'état « 0 ».

Les pdrametres du bus général pour I’échange cyclique<de danhnee de la
CEI 61]158-2:2003, doivent étre pris en compte.

5.3.102 «Status»

Le contréleur du bus de terrain, N ¢ ble les
donné at32 »
ou "QU 5 types

Pour |e systéme d’aut@mati svghuation, la qualité du « Status|» est
signifigative.

Dans Ie cas des@ ) e qualités apparaissent (extrait de 13.1.[1.3.2.2
de la GEI 61158>

- "Go
- "Go j] e’que «Status» est dans la gamme entre 128 et 191
- "Ung
- "Ba

od (Cascadé S e «Status» est dans la gamme entre 192 et 255

L’EST

bnction
sgradée
doivent etre évitées. SI une valeur de «Status» dlfferente de 128 est selectlonnee les raisons
de cette décision doivent étre mentionnées dans le rapport d’essai.

5.3.103 Surveillance

a) «Status» doit étre surveillé.
b) La valeur mesurée doit étre surveillée.

Si les tolérances permises ne sont pas spécifiées dans une partie appropriée de la
CEI 61326, les valeurs spécifiées par le fabricant peuvent étre utilisées.
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